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Vyndlez se tykd zkuSebniho zafizeni k pro-
véfeni sprdvné funkce logickych obvodd na
desce ve statickém stavu za soufasné kontro-
1y viech jejich vstupl, sestdvajiciho z pa-
nelu s vyvedenymi kontakty, s ovlddacim hro-
tem p¥ipojenym na zem a z nejméné jednoho
signdlniho bloku,

Jednoduché zndmé zaffzeni pouZivd k volbé
vstupni informace vypina¥d, zatimco logické
Grovn¥ vystup® jsou signalizovdny pomoci
Y4drovek. Zérovky a vypinafe jsou oznaleny
gislem Zpidky konektoru.

Sloiitéj§i zndmé zatizeni pouZivd tele-
vizni obrazovku, kde jsou zobrazeny vSechny
vstupy a vystupy zkoudené desky vletné log.
"0" a log. "1", Vstupni informace je zadd-
védna pomoci fotonkové sondy, kterd se pti-
loZi na zobrazované pole 3pifky vstupu.
Tladitkem na sond& se zvoli log., "O" nebo
log. "1". Signdl se pfelte v dob&, kdy své-
telny paprsek rozkladl prochdzi pod foton-
kovou sondou a zvolend informace je zazna-
mendna v pamdti zkuZebniho zaFizeni a zob-
razena na obrazovce.

Slo#it4 za¥izeni jsou ¥izena d&rnou pds-—
kou a podle programu otestuji celou zkouSe-
nou desku, P¥i chyb& se testovdni pferusi
a tiskaci jednotka vyp1§e zdvadu.

¢elem vyndlezu je, navrhnout zku3ebni
zatizeni s dostupnymi souEastkamL, aby spl-
nilo ndroky slofit&@jfiho zafizeni a bylo
snadno opravitelné.

PoZadavky splnuje zkuSebni za¥izeni podle
vyndlezu, Jehoz podstatou je, %e kaZdy sig-
ndlni blok je tvo¥en RS klopnym obvodem,
sestavenym z hradel, prxéemz vystup prvniho
hradla je zapojen na prvy kontakt a pracovni
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vystup druhého hradla je zapo;en na druhy
kontakt a pfes prvni omezovaci odpor na
bdzi prvniho tranzistoru a kolektor prvniho
tranzistoru je zapOJen pfes druhy odpor na
jeden pol zdroje a pFfes tfeti odpor na bdzi
druhého tranzistoru a na gtvrty odpor, ktery
mé druhy konec zapogen na vyvod pro zkouSe-
nou desku, prxcemz kolektor druhého tran-
zistoru je zapojen na signdlni Zidrovku

a viechny nulovaci vstupy RS klopnych obvo-
d& ze vstupu prvnlho hradla jsou navzdjem
propogeny a zapojeny na nulovaci tlalitko,
které je druhym polem zapojeno na druhy

pol zdroje, na ktery jsou zapojeny emitory
obou tranzistord.

Provedenim podle vyndlezu se zna&né z;ed-
nodu¥i celd logika zkuZebniho zafizeni, prl
stejné ptehlednost1 logickych stavi vstupd
a vystupl a stejnych ndrocich na programo-
vdni zku3ebniho testu.

Na pfipojenych vykresech je nakresleno
provedeni zkuSebniho zakizeni podle vyndlezu,
kde na obr. 1 Je nakreslen pohled na panel
zkudebniho za¥izeni, na obr. 2 je boéni
pohled na jeden signdlni blok 2 s indikad&ni
¥4rovkou 21 /22/ a vyvedenymi kontakty g_,
Q2 k pfeklopeni RS klopneho obvodu uzemnénou
sondou 4, a na obr. 3 je schéma ovlddéni
dvou SLgnalnlch blokd.

Konek:ory 1 na obr. 1 jsou pouZity k p¥i-
pojeni zkoudené desky. Signdlni blok 2,
uspofadany do matice, signalizuje stavy
vstupu a vystupl logické sité&. Dotekem
uzemnéné sondy 4 na nektery ze dvou kontak-
td signdlniho bloku 2 je tfizeno pfeklopeni
RS klopného obvodu do dvou stavid., Sondou
4 se programuje log. "o" nebo log. "1" na
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§pi&ku konektoru zkoudené desky, ke které
je zapojen vstup.

Nulovaci tlaZitko 3 se pouZivéd k vynulo-
vini viech RS klopnych obvodd do stavu, kdy
na viech Spilkdch zkouSené desky jsou samé
log. "1".

Podle schématu na obr. 3 je prvni RS
klopny obvod sestaven ze dvou NAND hradel
H1, H2. Do zédkladni polohy se uvedou viechny
RS klopné obvody stisknutim nulovaciho tla-
&itka 3. Po vynulovini je vystup Q2 ve sta-
vu log. "O", tranzistor Z1 nevede, tranzis-
tor T2 vede a signdlni Zdrovka 21 svitf.

Na ¥pi&ce konektoru A zkouSené desky je
log. "1".

V p¥ipad¥, %e na ¥pifku konektoru A je
zapojen vystup zkouSeného obvodu, ktery je
ve stavu log. "O", potom bude i log. o
na vstupu tranzistoru T2 a signdlni zdrovka
Z1 zhasne.

V pripadd, %e na Zpifce konektoru A je

PREDMET

. ZkuZebni zafizeni k provéfeni sprévné
funkce logickych obvodd na desce ve static=-
kém stavu za soufasné kontroly viech jejich
vstupl, sestdvajici z panelu s vyvedenymi
kontakty a ovlddacim hrotem pfipojenym na
zem a z nejménd jednoho signdlniho bloku,
vyznafujici se tim, Ze kaZdy signdlni blok
je tvofen RS klopnym obvodenm, sestavenym

2z hradel /H1, H2/, pFidemZ vystup prvaniho
hradla /H1/ je zapojen na prvy kontakt /Q1/
a pracovni vystup druhého hradla /H2/ je-
zapojen na druhy kontakt /Q2/ a pEes prvni
omezovaci odpor /R1/ na bédzi prvniho tran-
zistoru /T1/ a kolektor prvniho tranzisto-
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zapojen vstup zkouSeného obvodu, na §pidce
bude log. "0" tehdy, kdyZ se sondou 4 uzem-
ni vystup hradla H] RS klopného obvodu

a log. "1" tehdy, kdy# se sondou 4 uzemni
vystup hradla H2 RS klopného obvodu. Dote-
kem sondy 4 se miZe libovolnd ménit stejno-
smérnd droven vstupd z log. "O" do log. "1"
a naopak. '

Pfed zasunutim zkou¥ené desky se tlalit-
kem 3 vynuluji v3echny klopné obvody 2. Po
vynulovdni jsou zapojeny na vSechny §pidky
konektoru 1 zkouZené desky log. "{" a indi-
kadni Zdrovky sviti. Po zasunuti zkouSené
desky se nastavi signdlni bloky tak, Ze
log. "0" desky zpisobi, Ze indikaZni Zdrovky

Z1, 22 zhasnou.

Dotekem sondy 4 na pfisluny kontakt

signdlniho bloku 2 se programuje log. "o
nebo log. "1" a sleduji stavy podle schéma-
tu nebo tabulky, s pfedem zapsanou funkci

tak, a% se vyzkou3i celd logickd sit desky.

NALEZU

ru /T1/ je zapojen pfes druhy odpor /R2/

na jeden pol zdroje /Uc/ a pfes t¥eti odpor
JR3/ na bazi druhého tranzistoru /T2/ a na
gtvrty odpor /R4/, ktery méd druhy konec za-
pojen na vjyvoed /A/ pro zkouSenou desku,
ptitemZ kolektor druhého tranzistoru /T2/

je zapojen na signdlni Zdrovku /Z1/ a vie-
chny nulovaci vstupy RS klopnych obvodd ze
vstupu prvniho hradla /H1/ jsou navzdjem
propojeny a zapojeny na nulovaci tladitko
/3/, které je druhym polem zapojeno na druhy
pdl zdroje /Uc/, na ktery jsou zapojeny emi-
tory obou tranzistord /T1, T2/.

2 listy vykresd

Severografis. n. p.. rivod 7. Mont
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